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Wzorzec o dtugosci 50cm miedzy czerwonymi opaskami
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Wynikiem pracy konfiguratora jest plik tekstowy ASCII, ktéry zawiera w
poszczegdlnych wierszach dane okreslone dla kolejnych obrazéw.
Wiersz zamiera kolejno:

» Wspédtrzedne x punktu referencyjnego w pikselach,

« Wspétrzedne y punktu referencyjnego w pikselach,

« Szeroko$¢ 1m w pikselach dla tego punktu,

» Wysoko$¢ 1m w pikselach dla tego punktu,

» Nazwe pliku z obrazem do analizy.

Przyktadowa zawarto$¢ pliku:

456. 263903 2154.341553 484.822274 341.987793 kR1.JPG
786.992847  444.686742  252.286226  240.300676  k2.JPG
2582.453888 829.375347 271.112369  290.539680 kR3.JPG
2317.466741 210.216339 207.756548  208.226300 k4.JPG
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] Druga metoda pomiaru

AGH

+ Druga mozliwoscig wykorzystania wynikéw prac
w Konfiguratorze 2.5D jest zapis w postaci
macierzy wspoétczynnikow funkcji opisujgcych.

+ W Konfiguratorze 2.5D na podstawie
wprowadzonych punktéw tworzone sa dwie
macierze wspotczynnikéw funkcji: pierw-sza dla
odwzorowania szerokosciwzorca Tmw
pikselachi druga dla odwzorowania wyso-kosci
wzorca 1m w pikselach.

OBRAZU Z JEDNEJ KAMERY
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L Gtéwne okno programu
!l!".l]. Przykiadowe 2djecie 263NN, ﬁl[m.ﬂ. Konfigurator 2.5D

Przyktadowa zawartos¢ pliku
!“!lw Drugi format zapiStiSSEE. !llll.l! z danymi w drugim formacie

Na podstawie wprowadzonych punktow tworzone sa dwie macierze
wspotczynnikéw funkcji: pierwsza dla odwzorowania szeroko$ci wzorca 1m
w pikselach idruga dla odwzorowania wysokosciwzorca 1m w pikselach.

Wspolczynniki funkcji szerokosci:
2.1109742e+02  1.2948489e-01 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00
-1.6194397e-02 0.00000002+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00

Funkcje te s3 w postaci: i<6 j<6 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.00000002+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00
f(x.») =ZZW % r"'l).l'l 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 000000002400
i J o 0.00000002+00 0.0000000e+00 0.00000002+00 0.0000000e+00 0.00000002+00 0.0000000+00

1 1
= 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00

gdde: " - x . . Wspolczynniki funkcji diugosci:

« f(xy) —liczba pikseli przypadajacych na 1mdla podanych wspétrzednych 190845580402 7.11083876.02 0.0000000+00 0.0000000e+00 0. o

+ W - macierzwspdiczynnikéw, 9.7239050e03 0.0000000+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000€+00
+ Xiy to wspéirzedne na obrazie. 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000+00 0.0000000¢+00 000000008400 000000008400
Wspétczynniki sazapisane w zbiorze ASCII skiadajacym siez: 0.0000000e+00 0.0000000+00 0.0000000+00 0.0000000+00 0.0000000e+00 000000008400

«  Linii nagtéwka dla macierzy wspétczynnikéw dla szerokosci 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00

« Macierzy 6x6 liczb rzeczywistych bedacych wspdtczynnikami dla szerokosci
« Linii nagtéwka dla macierzy wspotczynnikéw dla wysokosci
« Macierzy 6x6 liczb rzeczywistych bedacych wspdtczynnikami dla wysokosci

lllllllll Pomiar wysokosci i szerokosci lllmlll Pierwsza metoda pomiaru
AGH AGH

* Na podstawie pierwszego typu danych
mozna w programie przeprowadzié¢
interpolacje wysokosci i szerokosci w
dowolnym punkcie wewnatrz obszaru
wyznaczonego przez punkty pomiarowe.

* W tym celu tworzy sie siatke tréjkatow
Delaunaya i pomiar dokonany wewnatrz
takiego trojkata interpoluje sie liniowo na
bazie danych z wierzchotkdw tego tréjkata.

ulllllll Druga metoda pomiaru cd. III|||III Poréwnanie metod pomiaru
AGH AGH
Dokonujac pomiaru wysokosci (h) w pikselach w danym .
punkcie podparcia obiektu o podioze (x,y) na * Druga metoda pozwala na wykonanie
analizowanym obrazie wstawiamy je do nastepujacego przeliczen na catym obrazie w
wzoru: przeciwienstwie do metody pierwszej,
h(x,y) ktéra dziata tylko wewnatrz obszaru
Hx=mm znaczonego przez punkty pomiarowe
W ity wy. go p p y P .
Z.;; Y . » Obydwie metody dajg zblizone wyniki. Im
- wiecej punktéw pomiarowych tym
gdzie: 5 s : z
H(x,y) — wyznaczana wysokosci obiektu w metrach dOkhdnlejSZﬁ pomiary w Ob}/dWOCh
h(x,y) — zmierzona liczba pikseli wysokoéci obiektu metodach.

W - macierz wspétczynnikéw dla wysokosci,
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mmm Wyniki testéw pomiaréw wymiaréw
obiektéw za pomoca programu testowego
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Mozliwe jest uzyskanie informacji 3D z obrazéw 2D za pomoca programu Konfigurator 2.5D i
wykorzystanie jej w dalszej analizie obrazu.

Doktadno$¢ pomiaréow zalezy od doktadnosci wykonania pomiaréw wzorcowych, od wykonania
pomiaréw obiektu, ilosci i roztozenia na obrazie pomiarow wzorcowych oraz od doktadnosci
interpolacji lub ekstrapolacji.

Program Konfigurator 2.5D oraz program testujgcy zostaly napisane i skompilowane w Matlabie
2012b. Uzyto w nich wewnetrznych funkcji Matlaba, niemniej jednak moiliwe jest stworzenie
analogicznych funkcji w dowolnym jezyku programowania (w tym w jezyku C), ktére na podstawie
danych beda mogty wyznacza¢ wielkos¢ obiektéw za pomoca interpolacji (z uzyciem tréjkatow
Delaunaya) lub funkcji opisujacych perspektywe.




